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IV. Opis programu studiow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu E-2EZ1-04-s3
Nazwa przedmiotu Metrologia 2
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Metrology 2
Obowigzuje od roku akademickiego 2019/20

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Poziom ksztatcenia

Forma i tryb prowadzenia studiow

|
|
Profil studiow | |
|
|

Katedra Informatyki, Elektrotechniki i Elektrotech-

Zakres

Jednostka prowadzaca przedmiot

niki
Koordynator przedmiotu dr inz. Mariusz Ginter

Dziekan Wydziatu Elektrotechniki
Zatwierdzit Automatykii Informatyki

Dr hab. inz. Antoni R6zowicz, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéow

Status przedmiotu

Jezyk prowadzenia zaje¢

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr

Wymagania wstepne Metrologia 1
Egzamin (TAK/NIE)
Liczba punktéw ECTS

E:’;vrcaa dzenia zajeé wyktad éwiczenia laboratorium projekt Inne
Liczba godzin
w semestrze 18 18




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Odniesienie do
Efekty ksztalcenia efektéw
kierunkowych

Symbol
efektu

Wiedza

Umiejetnosci

posiada wiedze z zakresu jednostek miar, zasad projek-
towania eksperymentu i przeprowadzania badan, doku-
mentowania wynikéw pomiaroéw oraz obliczania niepew-
nosci uzyskanych wynikow

WO01 ELE1_WO09

ma podstawowg wiedze w zakresie metrologii, zna i rozu-
mie metody pomiaru i wyznaczania wartosci podstawo-
W02 wych wielko$ci elektrycznych, czasu i czestotliwosci, zna ELE1_W10
metody obliczeniowe i narzedzia informatyczne niezbed-
ne do analizy wynikow eksperymentu

Zna zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz wita-
W03 Sciwosci podstawowych przyrzadéw pomiarowych, zna ELE1_W10
zasady funkcjonowania systemow pomiarowych

potrafi pozyskiwa¢ informacje z literatury dokonywa¢ ich

uotl ¢ pd LA
interpretacji oraz wyciggac¢ wnioski i uzasadnia¢ opinie

ELE1_UO1

potrafi przedstawi¢ otrzymane wyniki w formie liczbowej i
UO2 |graficznej, dokonaé ich interpretacji i wyciagnaé wiasciwe ELE1_UO07
wnioski

potrafi postuzy¢ si¢ wlasciwie dobranymi metodami i przyrza-
U03 dami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar podstawowych ELE1_U10
wielko$ci charakteryzujacych elementy i uklady elektryczne i ELE1_U11
elektroniczne

Kompetencje
spoteczne

rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego doksztatca-
nia sie — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobi-
K01 stych i spotecznych, ma swiadomos$¢é waznosci i rozumie ELE1_KO1
pozatechniczne aspekty i skutki dziatalnosci inzyniera
elektryka

potrafi wspotdziata¢ i pracowaé w grupie, przyjmujac w
niej rozne role potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stu-
zgce realizacji okreslonego przez siebie lub innych zada-
nia inzynierskiego

K02 ELE1_K04

potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposdb kreatywny i przedsie-

K03 biorczy

ELE1_KO05

TRESCI PROGRAMOWE

Forma L.
. ok Tresci programowe
zajeé
wykfad 1. Cyfrowe mierniki (zasada cyfrowego pomiaru czestotliwosci i czasu, czestoscio-

mierze i czasomierze cyfrowe, woltomierze cyfrowe napieé statych i przemiennych,
przetwarzanie rezystancji, pojemnosci i indukcyjnosci w przedziat czasu, multimetry
cyfrowe)

2. Pomiary mocy i energii (przetworniki mocy czynnej, pomiary mocy czynnej i biernej
w uktadach jedno i tréjfazowych, liczniki energii)

3. Pomiary napiecia i pragdu metodami kompensacyjnymi

4. Mostki pomiarowe(mostki pradu statego, rozwigzania konstrukcyjne, ocena niedo-
ktadnosci, wtasciwosci mostkow w stanie nieréwnowagi, zasady konstrukcji mostkéw
pradu przemiennego o niezaleznym odczycie, rozwigzania uktadowe mostkéw pradu
przemiennego)

5. Pomiar znieksztatcen nieliniowych i analiza przebiegow elektrycznych Podstawowe
pojecia miernictwa dynamicznego (charakterystyki czasowe i czestotliwosciowe prze-
twornikow),




6. Pomiary wybranych wielkosci nieelektrycznych i wielko$ci magnetycznych

7. Systemy pomiarowe z interfejsem szeregowym i rownolegtym, Komputerowe karty
pomiarowe i przyrzady wirtualne

8. Przyrzady rejestrujace (rejestratory XY, oscyloskopy elektroniczne)

9. Zaliczenie pisemne na ocene

laboratorium

1. Pomiary rezystancji obiektéw liniowych i nieliniowych metodg techniczng

2. Badanie oscyloskopu analogowego i cyfrowego

3. Zastosowanie multimetrow mikroprocesorowych w pomiarach wielkosci elektrycz-
nych

4. Badanie wiasciwosci metrologicznych mostkéw czteroramiennych w stanie nieréw-
nowagi

5. Cyfrowy pomiar czestotliwos$ci i czasu

6. Badanie wtasciwosci metrologicznych przetwornikdw w stanie statycznym

7. Badanie przetwornika mocy o elektrycznym sygnale wyjsciowym

8. Pomiar napiecia w obecnosci zakiécen

9. Zaliczenie pisemne na ocene

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow uczenia sie
efektu Egzamin Egzamm Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
wo02 X
w03 X
uo1 X X
uo2 X X
uo3 X X
K01 X X
K02 X X
K03 X
A.
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
Form’a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad ‘ Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z kolokwium
lr?l?r(:]rato- ‘ Ocena ze $redniej wazonej: 50% kolokwia i 50% sprawozdania




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. . i Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
) o ; ) w C L P S
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw 18 18 h
3. | Inne (konsultacje, egzamin)* 4 2 h
4. Razem przy bezposrednim udziale 42 H

nauczyciela akademickiego

Liczba punktéw ECTS, ktérg student
5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,68 ECTS
nauczyciela akademickiego

6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 58 H

7 Liczba _punktow ECTS, ktora: stuc_jent 232 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy !

8 Naklad pracy zwiazany z zajeciami 18 H

’ o charakterze praktycznym

Liczba punktow ECTS, ktorg student

9. | uzyskujew ramach zajeé o charakterze 1,71 ECTS
praktycznym
Sumaryczne godzinowe obciazenie praca

10. studenta 100 h

Punkty ECTS za modut
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

11. 4

* wszelkie formy weryfikacji efektéw, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢
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Uwaga: wykaz literatury winien uwzgledniac aktualne i dostepne publikacje


https://livro.pl/autor/510284/Opracowanie+zbiorowe.html
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